Poruchy fotovoltickych systémoyv, hotspoty, PID efekt, mikrotrhliny
(Micro-cracks), zlyhanie bypass diod :)

Znizeny vykon fotovoltického (FV) systému nemusi znamenat jeho celkové zlyhanie. Casto ide o skryté technické
poruchy, ktoré negativne ovplyvnuju efektivitu (vynosnost) a mdézu predstavovat bezpecnostné riziko, napriklad
vznik poZiaru.

Medzi naj€astejSie poruchy FV panelov patria: hotspoty, PID efekt, mikrotrhliny, zlyhanie
bypass diod.

NajcastejSie poruchy FV panelov podrobne:

- hotspoty (hortce miesta) - vznikaju pri lokdlnom prehriati ¢asti panela v désledku tiefna, znecistenia alebo
vyrobnej vady ¢lanku. Takyto ¢lanok energiu nevyraba, ale sprava sa ako spotrebic (odpor), ¢im meni energiu
na teplo. Extrémne teploty mézu poskodit laminaciu alebo prepalit zadnu féliu panela (backsheet),

- PID efekt (potencialom indukovana degradacia) - neziaduci jav spdsobeny vysokym potencialovym rozdielom
medzi FV ¢lankami a uzemnenym ramom panela. Vedie k Uniku naboja a vyraznej degradacii vykonu, ktoru je
mozné identifikovat len odbornym meranim,

- mikrotrhliny (Micro-cracks) - mikroskopické praskliny v kremikovej Struktire vznikaju pri neodbornej
manipulacii, mechanickom namahani (vietor, sneh), kripach alebo pri nepripustnom kracani po paneloch.
Postupne zvySuju elektricky odpor a mozu viest k preruseniu obvodu,

- zlyhanie bypass diéd - tieto diddy v pripojovacej skrini panela slUZia na premostenie zatienenych casti. Ak
dbjde k ich prerazeniu alebo poSkodeniu, aj Ciastocné zatienenie[1] mdZe vyradit z prevadzky
cely string (sériu panelov).

Sucasna diagnostika vyuziva presné technologie na v€asnu lokalizaciu pordch bez nutnosti demontaze systému.

[1] Napriklad kominom.
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